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Domaine : Chimie analytique N° VSC–SCC : X-06/02.12 
Requérant : 

Date de réception :  
16 Fevrier 2012 Ian Crotty 

PH/UCM - 164414 
Objet de la demande:  

Identification d’une contamination organique à la surface des « HPl plates » pour 
CMS Muon Trigger upgrade (RE4) 

 

Analyses et rapport réalisés par: Benoit Teissandier  
Date : 17 fevrier 2012 

 
Vérifié par : Sorin Ilie 

 

 
 La fabrication des « HPL plates » est totalement à l’arrêt dans trois pays différents à cause d’une 
contamination de surface de celles-ci. Plusieurs centaines de mètres carrés sont contaminés et 
l’identification de cette pollution est nécessaire pour trouver la source du problème et reprendre la 
production. 
 
Echantillon analysé: 
 

Contamination organique sur la surface d’une HPL plate en Bakélite (cf. photographie en annexe 1) 
 
Méthodes, instruments, matériel :  
 

− Spectrométrie IR-TF - Bruker Vertex 70, 
− Module ATR, Helios 

 

 
 
Remarque : 
 
L’extraction de l’échantillon a été réalisée au laboratoire de chimie avec un scalpel parfaitement propre. 
 

 
 
Résultats : 
 

  
 L’analyse du spectre IR-TF (Fig. 1) de la contamination extraite de la surface de l’échantillon 
montre la présence de produit organique de la famille des uréthanes.   
 
En effet, la comparaison spectrale effectuée avec la base de données du laboratoire confirme ce résultat. La 
superposition  (fig.2) du spectre de l’échantillon avec un thermoplastique polyuréthane présente de très 
fortes similitudes. 
 
Des tests de solubilisation de cette contamination par du MEK (Methyl Ethyl Ketone) ont été effectués, et 
le résultat est concluant : la contamination est soluble dans le MEK. La littérature confirme ce résultat (cf. 
page  5) 
 
Le MEK est utilisé lors du procès de fabrication des plaques. Une prise d’échantillon de MEK est prévue a 
l’usine afin de vérifier si la machine utilisant le MEK est la source de la contamination. 
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Spectres VSC–SCC X-06/02.12 fig. 1 
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Spectres VSC–SCC X-06/02.12 fig. 2 
 
   
 
 

 

Spectres comparatifs IR-TF en ATR de la contamination de l’échantillon  
– par rapport à la référence (cristal diamant) 

 

Comparaison du spectre IR-TF en ATR de la contamination de l’échantillon  
avec la base de données disponible au laboratoire 
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Informations demandées par Ian Crotty 
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Souce : NIST Chemistry WebBook 
 
 
 
 

Superposition spectrale de la contamination de l’échantillon et d’un spectre IR-TF en ATR  
d’un PVC plastifié – par rapport à la référence (cristal diamant) 

 
 

Spectre IR-TF en absorption du MEK  
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Annexe 1: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echantillon analysé 

Photographie de l’échantillon analysé. 
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